Семинар по оборудованию, используемому при исследовании наноматериалов
Темы презентаций

1) сканирующий электронный микроскоп, 

2) просвечивающий электронный микроскоп, 

3) рентгеновский дифрактометр, 

4) атомно-силовой микроскоп, 

5) туннельный микроскоп, 

6) спектроскопические методы исследования
План презентации:
Принцип работы прибора, его основные характеристики, для решения каких задач может использоваться в материаловедении, примеры использования данного прибора в изучении наноматериалов.

